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Okamžitá a snadná analýza prvků

− Umístění a měření bez předzpracování.

− Snadná detekce látek pro každého uživatele (AI).

− Plynulý přechod pozorování se zvětšením k analýze







Další pokročilé funkce



ISO 16232 / VDA 19

− požadavky na aplikaci a dokumentaci metod pro stanovení 

kontaminace částicemi na funkčně relevantních součástech a 

systémech (kontrola čistoty) silničních vozidel

autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa



Snímání pro analýzu z různých úhlů



Vícevrsvá analýza



Analýze více míst na obrazovce
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− Potraviny/léčiva



Analýza povrchu (LIBS)

− Laser Induced Breakdown Spektroskopy

− Změna povrchu v plazmu

− Detekce emitovaného světla pomocí širokopásmového 

spektrometru

− Následná analýza pomocí interní databáze



Plazmová spektroskopie

− neinvazivní metoda

− Jednoduchá na zavedení

− Rychlá měření

− Emisní a absorpční spektroskopie



Emisní spektroskopie

− Srážky částic plazmy s elektrony

− Rozsah měření: 200 nm – 1 µm.
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Emisní spektroskopie

− Intenzita čar závisí pouze na hustotě obsazení excitovaných hladin.

− Možné elektronové hladiny:

− n – hlavní kvantové číslo

− l – moment hybnosti

− w – počet elektronů ve obalu

− S – spin

− L+S – celkový moment hybnosti
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